
































专利名称(译) 超声波诊断仪

公开(公告)号 US20200046318A1 公开(公告)日 2020-02-13

申请号 US16/536656 申请日 2019-08-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 HYUN DONG GYU
KIM HYOUNG JIN
JUN DONG SOO

发明人 HYUN, DONG GYU
KIM, HYOUNG JIN
JUN, DONG SOO

IPC分类号 A61B8/00 A61B90/00

CPC分类号 A61B8/461 A61B90/39 A61B2090/3925 A61B8/54 A61B8/4263 A61B8/40 A61B8/4245

优先权 1020180093409 2018-08-09 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种超声诊断设备，其能够容易地在不同时间点获得针对相同目
标对象的相同位置的超声图像。 超声波诊断装置包括：探头，其被配置
为获取目标物体内部的任意位置的超声波数据；图像生成器，其利用超
声波数据生成任意位置的超声波图像；参考构件，被设置为与目标物体
接触。 以在目标物体中设置基准位置，设置在基准构件的一侧上的标
记，设置在探针的一侧上并配置为与该标记获得位置关系的传感器，以
及配置为计算位置的位置计算器 利用标记和传感器之间的位置关系来确
定参考位置和任意位置之间的关系。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/968c8ebc-4d84-4dba-ad93-d3fba0bfdbee
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067587679/publication/US2020046318A1?q=US2020046318A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200046318%22.PGNR.&OS=DN/20200046318&RS=DN/20200046318

